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【57】申請專利範圍
1.　一種被動元件之訊號量測系統，適用於量測一被動元件，該被動元件運作後產生一溢出
雜訊，該訊號量測系統包含：

一訊號屏蔽箱，用以容置該被動元件；

一訊號接收器，容置於該訊號屏蔽箱內並鄰近於該被動元件；以及

一訊號收發單元，電性連接該被動元件及該訊號接收器，該訊號收發單元提供一輸入訊

號至該被動元件，並接收該溢出雜訊，且計算該輸入訊號及該溢出雜訊的差值。

2.　如請求項 1所述之被動元件之訊號量測系統，其中該訊號收發單元為向量網路分析儀。
3.　如請求項 1所述之被動元件之訊號量測系統，其中該訊號收發單元包含一信號產生器及
一頻譜分析儀，該信號產生器與該頻譜分析儀電性連接，且該信號產生器與該被動元件

電性連接以提供該輸入訊號至該被動元件，該頻譜分析儀與該訊號接收器電性連接以接

收該溢出雜訊並計算該輸入訊號及該溢出雜訊的差值。

4.　如請求項 1所述之被動元件之訊號量測系統，其中該訊號接收器的數量為複數，該複數
訊號接收器設置於該被動元件的不同方位。

5.　如請求項 4所述之被動元件之訊號量測系統，更包含一訊號切換器，分別電性連接該複
數訊號接收器及該訊號收發單元。

6.　如請求項 1所述之被動元件之訊號量測系統，其中該訊號接收器為天線、電場探棒或磁
場探棒。

7.　如請求項 1所述之被動元件之訊號量測系統，更包含一集成板，該被動元件電性連接於
該集成板，該集成板電性連接於該訊號收發單元。

8.　如請求項 1所述之被動元件之訊號量測系統，其中該訊號屏蔽箱具有一訊號接頭，該被
動元件及該訊號收發單元分別連接於該訊號接頭。

9.　如請求項 1所述之被動元件之訊號量測系統，更包含一負載，該被動元件耦接於該負
載。

10.   如請求項 9所述之被動元件之訊號量測系統，其中該負載為阻抗器。
圖式簡單說明

圖 1為本創作被動元件之訊號量測系統之第一實施例的示意圖。
圖 2為本創作被動元件之訊號量測系統中被動元件與訊號接收
器的配置示意圖。

圖 3為本創作被動元件之訊號量測系統第二實施例的示意圖。
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圖 4為本創作被動元件之訊號量測系統第三實施例的示意圖。
圖 5為本創作被動元件之訊號量測系統第四實施例的示意圖。
圖 6為本創作被動元件之訊號量測系統第五實施例的示意圖。
圖 7為本創作被動元件之訊號量測系統第六實施例的示意圖。
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